GO1R

SECCION G -FISICA

G01

GO1R

)

@)

©)
4)

©)

METROLOGIA; ENSAYOS

MEDIDA DE VARIABLES ELECTRICAS; MEDIDA DE VARIABLES MAGNETICAS (indicacion de la sintonizacion de
circuitos resonantes H03J 3/12)

Esta subclase cubre :

— lamedida de variables eléctricas 0 magnéticas de cualquier naturaleza directamente o por intermedio de otras variables el éctricas

0 magnéticas;

la medida de toda clase de propiedades el éctricas 0 magnéticas de los materiales;

— ¢ ensayo de dispositivos, aparatos o redes el éctricas 0 magnéticas (p. . tubos de descarga, amplificadores) o la medida de sus

caracteristicas;

laindicacion de laexistencia o del signo de una corriente o de una tension;

los aparatos de RMN, de RPE o con otros efectos de spin, que no hayan sido especia mente concebidos para una aplicacion

particular; [5]

— ¢ equipo para producir sefial es para proceder atales ensayos 0 medidas.

En la presente subclase, |as expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:

“medida’ engloba el estudio de propiedades el éctricas 0 magnéticas;
“instrumentos’ o “instrumentos de medida’ significalos instrumentos de medida el ectromecanica;
“disposiciones para proceder aunamedida’ significalos aparatos, circuitos o métodos de medida.

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

En esta subclase, los instrumentos o disposiciones para la medida de variables el éctricas se clasifican de la siguiente manera: [8]

— Losinstrumentos el ectromecéanicos en los que las variabl es el éctricas medidas producen directamente laindicacion del valor
medido, incluyendo a efectos combinados de dos 0 més valores, se clasifican en los grupos GO1R 5/00 Hasta GO1R 11/00. [8]

— Losdetalles comunes a diferentes tipos de instrumentos cubiertos por los grupos GO1R 5/00 Hasta GO1R 11/00 se clasifican en
el grupo GO1R 1/00. [8]

— Lasdisposiciones que conllevan circuiteria parala obtencién de unaindicacion del valor medido mediante val ores derivados,
calculados o de alguna manera procesados a partir de variables eléctricas, p. €. mediante la comparacion con otro valor, se
clasifican en los gruposGO1R 17/00 Hasta GO1R 29/00. [8]

— Losdetalles comunes atipos diferentes de disposiciones cubiertas por los gruposGO1R 17/00 Hasta GO1R 29/00 se clasifican en
el grupo GO1R 15/00. [8]

En esta subclase, e grupo GO1R 17/00 tiene prioridad sobre los grupos GO1R 19/00 Hasta GO1R 31/00.

Esquema general

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Por comparacion con un valor de
ELECTRICOS TEFEIENCIAL ....cv e 17/00

Deuso general .......cccccoeeerenenieneneeceesiee 5/00, 7/00, Corriente o tension; potencia, factor
9/00 de potencia; integral en el tiempo de
DELAIES......oooeeeeee et seees s 1/00 una potencia o de una corriente;
. frecuencia; resistencia; reactancia;
3/00; 35/00 IMpedanCia........cccoeeeverieneniereesc e 19/00; 21/00;

Fabricacion; ensayo o calibrado

MEDIDAS ELECTROMECANICAS DE LA 52100: 23/00: 27/00

INTEGRAL EN EL TIEMPO DE UNA
POTENCIA ELECTRICA O DE UNA

Otrasvariables.......cceeveeeveieeiiieece e, 25/00, 29/00

CORRIENTE......ooovvvvrverereremssesssessssssssssssssssesssessssssssseesseesee e 11/00 VERIFICACION DE PROPIEDADES

MEDIDA DE VARIABLES ELECTRICAS

1/00

1/02
1/04

ELECTRICAS O LOCALIZACION DE

Detalles de disposiciones parala DEFECTOS.... oottt 31/00
medida....... ... .11/02, 15/00 MEDIDA DE VARIABLES MAGNETICAS.......cconnnnineas 33/00
Dispositivos de representacion ............ccoceeevveeeenne 13/00
Detalles o disposiciones de aparatos delos tipos 1/06 . . Conductoresde medida; Sondas de medida
incluidos en los grupos GO1R 5/00 Hasta GO1R 13/00 (GO1R 19/145, GO1R 19/165 tienen
y GO1R 31/00 (detalles estructurales particulares a prioridad) [1,3,8]
disposiciones el ectromecanicas para medir el consumo 1/067 . . . Sondasdemedida[3,8]
eléctrico GO1R 11/02) [1,3,8] 1/07 . . . . Sondasque no establecen contacto [6,8]
Elementos estructurales generales [_1,8] N 1/073 . . . . Sondasmultiples[3,8]
Carcasas; Organos de soporte; Disposiciones de 1/08 . . Indices, Escalas, Iluminacion de escalas[1,]
bornas [1.8] 1/10 Disposiciones de soporte [1,8]

1/12 . . . desoportesenformade bandaso de hilos[1,8]
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1/14
1/16
1/18

1/20

1/22

1/24

1/26
1/28

1/30

1/36

1/38

1/40

1/42
1/44

3/00

5/00

5/02
5/04
5/06
5/08

5/10
5/12
5/14
5/16
5/18

5/20
5/22
5/24

5/26
5/28
5/30

5/32

5/34
7/00

7/02

Dispositivos para el frenado; Disposiciones para el
amortiguamiento [1,8]
Imanes[1,8]
Dispositivos de blindaje contra las propiedades
eléctricas 0 magnéticas, p. g. contrael campo
terrestre [1,8]
Modificaciones de elementos el éctricos
fundamental es para su utilizacién en los aparatos de
medidas eléctricas; Combinaciones estructurales de
estos elementos con estos aparatos[1,8]
Controladores de pinzas que actlan como
bobinados secundarios de transformadores de
corriente [1,8]
Secciones de medida, p. €. seccidn ranurada, de
lineas de transmision, p. €. del tipo guiade
onda[1,8]
con desplazamiento lineal de lasonda[1,8]
Disposicién prevista en los aparatos de medida para
los valores de referencia, p. €. tensién patron, forma
de onda patrén [1,8]
Combinacion estructural de aparatos de medida
eléctricos con circuitos el ectrénicos fundamental es,
p. . con amplificadores [1,8]
Dispositivos o circuitos de proteccion contralas
sobrecargas, para aparatos de medidas eléctricas[1,8]
Dispositivos para cambiar la caracteristica de medida,
p. §. modificando el entrehierro [1,8]
Modificaciones de |os aparatos paraindicar el valor
méaximo o minimo alcanzado en un intervalo de
tiempo, p. €. por agujaindicadora de maximo [1,3,8]
que funcionan térmicamente [1,8]
M odificaciones de instrumentos para compensar las
variaciones de temperatura [2,8]

Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
alafabricacion delos aparatos de medida[1,8]

Aparatos para convertir una sola tension o una sola
corriente en un desplazamiento mecanico [1,8]
Aparatos de bobina movil [1,8]
con iman exterior alabobina[1,8]
con iméan formando nicleo [1,8]
adaptados especial mente para un gran angulo de
desviacion; con bobina movil excéntrica montada
sobre pivotes[1,8]
Galvanémetros de cuerda[1,8]
Galvanémetros de bucle[1,8]
Aparatos de hierro movil [1,8]
con iman giratorio [1,8]
con hierro dulce giratorio, p. €. galvanémetros de
agua[1,8]
Aparatos deinduccién, p. €. aparatos Ferraris[1,8]
Aparatos termoel éctricos [1,8]
que funcionan por alargamiento de una banda o de
un hilo o por dilatacion de un gas o de un
fluido [1,8]
que funcionan por deformacién de un elemento
bimetdlico [1,8]
Aparatos electrostéticos [1,8]
Electrometros de hojas[1,8]
Electrometros de hilos; Electrémetros de
aguja[1,8]
Electrometros de cuadrantes [1,8]

Aparatos capaces de convertir dos o mas corrienteso
tensiones en un solo desplazamiento mecanico
(GO1R 9/00 tiene prioridad) [1,8]

paraformar una suma o unadiferencia[1,8]

7/04

7/06
7/08

7/10
7112
7/14
7/16

7/18

9/00
9/02

9/04

9/06
9/08

11/00

11/02
11/04

11/06
11/067
11/073
11/09
11/10
11/12
11/14
11/16
11/17
11/18
11/185

11/19

11/20

11/21

11/22

11/23

11/24

11/25

paraformar un cociente (para medir unaresistencia
GO1R 27/08) [1,8]
del tipo de hierro movil [1,8]
del tipo de bobina, p. g. del tipo de bobinas
cruzadas[1,8]
con mas de dos bobinas méviles[1,8]
paraformar un producto [1,8]
del tipo de hierro movil [1,8]
que tienen alavez bobinas movilesy fijas, es
decir, dinamémetros [1,8]
con hobinas fijasy méviles acopladas
magnéticamente por nucleo de hierro [1,8]

Aparatos que utilizan una resonancia mecanica[1,8]
Galvanémetros de vibraciones, p. €. paralamedida
de una corriente [1,8]
que utilizan [dminas vibrantes, p. €. parala medida
de unafrecuencia[1,8]

accionadas magnéticamente [1,8]
accionadas piezoel éctricamente [1,8]

Disposiciones electromecénicas para la medida de la
integral en el tiempo de una potencia eléctrica o de
unacorriente, p. . del consumo (control del consumo
eléctrico de vehiculos de traccion eléctrica
B60L 3/00) [1,8]
Detalles estructurales [1,8]
Carcasas,; Bastidores soportes; Dispositivos de
bornas[1,8]
Circuitos magnéticos para contadores de
induccion [1,2,8]
Bobinados para este efecto [2,8]
Armaduras para este efecto [2,8]
Armaduras en forma de disco [2,8]
Imanes de frenado; Dispositivos para el
amortiguamiento [1,8]
Dispositivos de soporte [1,8]
con alivio magnético [1,8]
Adaptaciones alos contadores de electricidad [1,8]
Compensacion de errores; Medios de gjuste o de
regulacion para este efecto [2,8]
Compensacion de las variaciones de las
condiciones ambientes [1,2,8]
Compensacion de las variaciones de
temperatura [2,8]
Compensacion de errores causados por un par
perturbador, p. €. errores debidos al campo
giratorio en los contadores polifasicos [2,8]
Compensacion de los errores de fase en los
contadores de induccién [1,2,8]
Compensacion de |os errores causados por 10s
efectos de amortiguacion de la corriente, p. §.
regulacion en €l radio de accion de la
sobrecarga[2,8]
Regulacion del par, p. €. regulacion del par de
arrangue regulacion de los contadores
polifasicos para obtener paresiguales[1,2,8]
Compensacion de los errores causados por €l
frotamiento, p. g. regulacion en € radio de
accion de cargas débiles[2,8]
Disposiciones para evitar o indicar un uso
fraudulento [1,4,8]
Disposiciones paraindicar o sefialar
defectos [2,4,8]
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11/30
11/32
11/34
11/36

11/38
11/40

11/42
11/46

11/48

11/50
11/52
11/54

11/56

11/57

11/58

11/60

11/63

11/64

11/66
13/00

13/02

13/04
13/06

13/08

13/10

13/12

13/14
13/16
13/18
13/20
13/22
13/24
13/26
13/28

Los grupos GO1R 11/48 Hasta GO1R 11/56 tienen
prioridad sobre los grupos GO1R 11/30 Hasta
GO1R 11/46. [4]

Contadores de motor dinamoel éctricos[1,8]
Contadores de vatios-hora[1,8]
Contadores de amperios-hora [1,8]

Contadores de induccidn, p. . contadores

Ferraris[1,8]
para funcionamiento monofasico [1,8]
para funcionamiento polifasico [1,8]

Circuitos para estos instrumentos [1,8]
Contadores de movimiento de relojeria accionados
el éctricamente; Contadores oscilatorios; Contadores
de balancin [1,8]

Contadores adaptados especialmente ala medida de
componentes reales o reactivos; Contadores
adaptados especiamente ala medida de la energia
aparente[1,8]
alamedida de la componente real [1,8]
alamedida de la componente reactiva[1,8]

alamedida simultdnea de a menos dos de las tres
variables siguientes. componente real, componente

reactiva, energia aparente [1,8]
Contadores de tarifas especiales[1,8]
Contadores multitarifas (GO1R 11/63 tiene
prioridad) [2,8]
Dispositivos a este efecto para la conmutacion
detarifas[1,2,8]
Contadores de sustraccion; Contadores para horas
de carga maxima o minima[1,8]
Contadores de sobreconsumo, p. €. midiendo el
consumo hasta que un nivel predeterminado de
potencias es sobrepasado [2,8]
Contadores de maximo, p. €. latarifaparaun
cierto periodo de tiempo esté basada sobre una
demanda méximaen el curso de este periodo de
tiempo [1,8]
Circuitos[1,8]

Disposiciones para la presentacién de variables
eléctricas o de formas de ondas[1,4,8]
parala presentacion en formadigital de variables
eléctricas medidas [1,4,8]
parala produccion de registros permanentes [1,4,8]

Modificaciones para el registro de perturbaciones

trangitorias, p. €. por puesta en marcha o

aceleracién de un soporte de registro [1,8]

Sistemas de registros el ectromecanicos que

utilizan un método de inscripcién mecanico

directo [1,8]
con registro intermitente por representacion del
valor por lalongitud de un trazo o por la
posicion de un punto [1,8]

Registro quimico, p. €. clidondgrafos

(GO1R 13/14 tiene prioridad) [1,8]

Registro sobre un material sensiblealaluz[1,8]

Registro sobre un medio magnético [1,8]
utilizando un desplazamiento de limite [1,8]

Osciloscopios de rayos catédicos[1,8]

Circuitos para estos osciloscopios [1,8]
Circuitos de deflexion a base de tiempos [1,8]
Circuitos parael control delaintensidad [1,8]
Circuitos para la representacion simultanea o
sucesiva de mas de unavariable [1,8]
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13/30

13/32

13/34

13/36

13/38

13/40

13/42

15/00

15/04
15/06

15/08
15/09

15/12

15/14

15/16
15/18

15/20

15/22

15/24
15/26

17/00

17/02

17/04

17/06
17/08

17/10

GO1R

Circuitos paralainsercion de marcadores de
referencia, p. g. paraladeterminacién de un
tiempo, para el calibrado, para el marcado de
frecuencias [1,8]
Circuitos parala presentacion de funciones no
recurrentes tales como los fenémenos
transitorios; Circuitos de disparo; Circuitos de
sincronizacion; Circuitos para dilatar una base
detiempos[1,8]
Circuitos para representar una solaformade
onda por muestreo, p. €. paramuy altas
frecuencias[1,2,8]
utilizando lalongitud de una descarga |uminiscente,
p. §. osciloscopios de luminiscencia[1,4,8]
utilizando el desplazamiento estable u oscilatorio de
un haz luminoso por un sistema de medida
electromecanico [1,4,8]
utilizando la modulacién de un haz luminoso por
medios distintos al desplazamiento mecanico, p. €.
por efecto Kerr [1,4,8]
Instrumentos que utilizan lalongitud de una descarga
por chispas, p. €. midiendo la separacion maxima de
electrodos compatible con la produccion de
chispas[1,8]

Detalles de dispositivos para proceder alas medidas
detipos previstos en los grupos GO1R 17/00 Hasta
GO1R 29/00, GO1R 33/00 Hasta GO1R 33/26 0
GO1R 35/00[1,8]
Divisores de tension [1,6,8]
gue tienen componentes reactivos, p. €.
transformadores de capacidad [1,6,8]
Circuitos para modificar la escala de medida[1,8]
Circuitos de modificacion automética de la escala
de medida [6,8]
Circuitos para aparatos de control de uso mdltiple, p.
€. paramedir, a eleccidn, tension, corriente o
impedancia[1,8]
Adaptaciones que suministran un aislamiento en
tension o en corriente, p. €. adaptaciones paralas
redes de atatension o de corriente elevada [6,8]
gue utilizan dispositivos capacitivos [6,8]
gue utilizan dispositivosinductivos, p. €.
transformadores [6,8]
gue utilizan dispositivos galvanomagnéticos, p. €.
dispositivos de efecto Hall [6,8]
gue utilizan dispositivos emisores de luz, p. §.
LED, optoacopladores[6,8]
que utilizan dispositivos moduladores de luz [6,8]
gue utilizan modulacion de ondas distintas de la
luz, p. €. ondas de radio, ondas acUsticas [6,8]

Dispositivos pararealizar medidas que implican una
comparacion con un valor dereferencia, p. €.
puente[1,8]
Dispositivos en los que el valor amedir esta
automéati camente comparado con un valor de
referencia[1,8]
en las cuales el valor de referencia es objeto de un
barrido continuo o periddico en el intervalo de los
valores a medir [1,8]
Dispositivos de equilibrio automético [1,8]
en los cuales unafuerzao un par que
representan el valor medio, esta equilibrado por
unafuerza o un par que representan el valor de
referencia[1,8]
Puentes de medida alternativos o continuos[1,8]
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17/12

17/14

17/16

17/18
17/20

17/22

19/00

Z
=3
®

19/02

19/03
19/04

19/06

19/08
19/10
19/12
19/14

19/145
19/15

19/155
19/165

19/17

19/175

19/18

19/20
19/22

19/25
19/252

utilizando la comparacion de corrientes, p. g.
puentes de salida de corriente diferencial [1,8]
con indicacion del valor medido por un indicador
de cero calibrado, p. . puente de porcentaje,
puente de tolerancias (GO1R 17/12, GO1R 17/16
tienen prioridad) [1,8]
con tubos de descarga o dispositivos
semiconductores en uno o varios brazos del
puente, p. g. voltimetro que utiliza un
amplificador diferencial [1,8]
con més de cuatro ramas [1,8]
Dlsposmvos para proceder alas medidas
potenciométricas de corriente continua o alterna[1,8]
con indicacion del valor medido por indicador de
cero calibrado [1,8]

Disposiciones para proceder alas medidas de
corrientesotension o paraindicar su existenciao el
signo (GO1R 5/00 tiene prioridad; parala medida de
corrientes o tensiones bioel éctricas A61B 5/04) [1,4,8]

En el seno de los gruposGO1R 19/02 Hasta GO1R 19/32,

el grupoGO1R 19/28 tiene prioridad. Los

gruposGO1R 19/18 Hasta GO1R 19/25 tienen prioridad
sobre los gruposGO1R 19/02 Hasta GO1R 19/165 y
GO1R 19/30. [3]

Medida de valores eficaces, es decir, de valores
medios cuadréticos [1,8]
utilizando termoconvertidores [4,8]
Medida de val ores maximos de una corriente alterna
o deimpulsos[1,2,8]
Medida de lacomponente real; Medida de la
componente reactiva[1,8]
Medida de ladensidad de corriente [1,8]
Medida de una suma, diferencia o relacion [1,8]
Medida de unatasa de variacion[1,8]
Indicacién del sentido de una corriente; |ndicacion
del sentido de una corriente o de unatension [1,8]
Indicacion de la existencia de una corriente o de una
tension [3,8]
Indicacion de la existencia de una corriente [3,8]
Indicacion de la existencia de una tension [3,8]
Indicacién de como es una corriente o unatension,
bien superior o inferior a un valor predeterminado,
bien interior o exterior auna zona de valores
predeterminada[3,8]
indicando el nimero de veces que el fendmeno se
produce [3,8]
Indicaciones de los instantes de paso de corriente o
de tensién por un vaor determinado, p. . de paso
por cero [3,8]
que utilizan la conversién de una corriente continua
en corriente alterna, p. . con laayudade
vibradores[1,8]
utilizando transductores [1,8]
utilizando la conversion de corriente alternaen
continua [1,8]
utilizando técnicas de medida digitales [3,8]
utilizando convertidores anal 6gico/digitales del
tipo de conversion de latension o de la corriente
en frecuenciay medida de esta frecuencia [4,8]

19/255

19/257

19/28

19/30

19/32

21/00

21/01

21/02
21/04
21/06

21/07

21/08

21/09
21/10

21/12
21/127

21/133
21/14

22/00

pd
e
Q

22/02
22/04
22/06
22/08
22/10

23/00

23/02

utilizando convertidores anal 6gico/digitales del
tipo contador de impulsos, emitidos por un
generador de impulsos de frecuenciafija, durante
una duracion proporciona alatensénoala
corriente [4,8]
utilizando convertidores anal 6gico/digitales del
tipo que efectlian la comparacion de diferentes
valores de referencia con el valor delatension o
delacorriente, p. g. utilizando un método por
aproximaciones sucesivas [4,8]

adaptados ala medida en circuitos que tienen

constantes repartidas[1,8]

Medida del valor maximo o minimo de una corriente

0 de unatension alcanzado en un intervalo de tiempo

(GO1R 19/04 tiene prioridad) [2,3,8]

Compensacion de las variaciones de

temperatura [2,8]

Disposiciones para proceder alas medidasdela
potencia o del factor de potencia (GO1R 7/12 tiene
prioridad) [1,4,8]
en circuitos que tienen constantes repartidas
(GO1R 21/04, GO1R 21/07, GO1R 21/09, GO1R 21/12
tienen prioridad) [2,8]
por métodos térmicos[1,2,8]
en circuitos con constantes repartidas [1,8]
por medida de la corriente o de latension
(GO1R 21/08 Hasta GO1R 21/133 tienen
prioridad) [1,4,8]
en circuitos con constantes repartidas
(GO1R 21/09 tiene prioridad) [2,8]
utilizando dispositivos de efecto gal vanomagnético,
p. §. dispositivos de efecto Hall [1,2,8]
en circuitos con constantes repartidas [2,8]
utilizando caracteristicas cuadréticas de el ementos de
circuito, p. €. de diodos, para medir la potencia
absorbida por cargas de impedancia conocida
(GO1R 21/02 tiene prioridad) [1,2,8]
en circuitos con constantes repartidas [1,8]
utilizando la modulacién de impulsos (GO1R 21/133
tiene prioridad) [4,8]
utilizando técnicas digitales [4,8]
Compensacion de variaciones de temperatura[2,8]

Disposiciones para la medida delaintegral en el
tiempo de una potencia eléctrica o de una corriente,
p. €. por métodos electr énicos [4,8]

Una disposicion paralamedida de laintegral en el
tiempo de una potencia el éctrica se clasificaen el grupo
GO1R 21/00 si la caracteristica esencia delainvencion
reside en la medida de la potencia eléctrica. [4]

por métodos el ectroliticos[4,8]

por métodos calorimétricos[4,8]

mediante métodos electronicos [8]
utilizando técnicas analdgicas [ 8]
utilizando técnicas digitales [8]

Dispositivos para realizar medidas de frecuencia;
Dispositivos pararealizar anélisis de espectros de
frecuencia[1,8]
Dispositivos para realizar medidas de frecuencia, p.
€. relacion de repeticion de impul sos; Dispositivos
pararealizar medidas del periodo de una corriente o
de unatension [1,8]
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23/04

23/06

23/07

23/08

23/09

23/10

23/12
23/14

23/15

23/16
23/163

23/165
23/167
23/17

23/173
23/175

23/177
23/18

23/20
25/00

25/02
25/04

25/06
25/08

27/00

27/02

27/04

27/06

27/08

27/10

27112

adaptados ala medida en circuitos con constantes
repartidas [1,8]
por conversion de lafrecuencia en una amplitud
de corriente o de tension [1,8]
utilizando la respuesta de circuitos sintonizados
de resonancia, p. g. contador de absorcion de
ondas[2,8]
utilizando la respuesta de circuitos oscilantes
fuera de resonancia[1,8]
utilizando integradores anal égicos, p. €.
condensadores que establecen un valor medio
haciendo el balance entre |as sefidl es de entrada
y sefides de descarga o pérdidas bien
definidas[2,8]
convirtiendo lafrecuencia en un tren de impulsos,
que son contados a continuacion [1,8]
por conversion de lafrecuenciaen desfase [1,8]
por heterodino; por medida de las pulsaciones que
resultan de una comparacion de frecuencias[1,2,8]
Indicacién de como es una frecuencia de impulsos,
bien superior o inferior aun valor predeterminado,
bien interior o exterior a unazona de valores
predeterminada, utilizando elementos no lineales o
digitales[3,8]

Andlisis de espectros; Andlisis de Fourier [1,8]
adaptados ala medida en circuitos con constantes
repartidas [3,8]
utilizando filtros [3,8]

filtros digitales[3,8]
con dispositivos Opticos auxiliares [3,8]
Dispositivos vobuladores del género de receptores
panoramicos con barrido [3,8]
por medios de retardo, p. €. lineas de retardo de
tomas mltiples [3,8]
Andlisis de frecuencias muy bajas[3,8]
con posibilidad de registro del espectro de
frecuencias [1,8]
Medida de ladistorsion no lineal [1,8]

Dispositivos para realizar medidas del angulo de fase
entreunacorrientey unatension, o entretensiones o
entrecorrientes[1,2,8]

en circuitos con constantes repartidas [1,8]

que hacen intervenir €l gjuste de un desfasador para

producir una diferencia de fase predeterminada, p. g.

unadiferencianula[1,8]

gue utilizan un contador de cociente [1,8]

contando pulsaciones normalizadas [2,8]

Dispositivos pararealizar medidas de laresistencia,
reactancia, impedancia, o de car acteristicas
eléctricasderivadas|[1,8]
Medida de resistencias, reactancias, impedancias
reales 0 complejas, o de otras caracteristicas
bipolares derivadas, p. €. constante de tiempo
(midiendo solamente el angulo de lafase
GO1R 25/00) [1,8]
en los circuitos con constantes distribuidas [1,8]
Medida de |os coeficientes de reflexion;
Medida de larelacién de ondas
estacionarias [1,8]
Medida de laresistencia por medidaalavez de
tensiony delaintensidad [1,8]
utilizando instrumentos de dos bobinas o de
bobinas cruzadas paraformar un cociente [1,8]
utilizando generadores manuales, p. €.
megohdémmetros [1,8]
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27114

27/16

27/18
27120

27122
27126

27128

27130

27132
29/00

29/02

29/027

29/033

29/04

29/06
29/08

29/10
29/12
29/14
29/16
29/18

29/20

29/22

29/24
29/26

GO1R

Medida de unaresistencia por medida de una
corriente o de unatension producida por una
fuente de referencia (GO1R 27/16, GO1R 27/20,
GO1R 27/22 tienen prioridad) [1,8]

Medida de laimpedancia de un elemento o de una
red por la cual pasa una corriente que proviene de
otrafuente, p. g. linea de transporte de energia,
cables[1,8]

Medida de unaresistenciaatierra[1,8]
Medida de unaresistenciadetierra; Medida de la
resistencia de contacto de conexiones atierra, p.
g. deplacas[1,8]

Medida de laresistencia de fluidos [1,8]

Medida de lainductancia o de la capacitancia;

Medida del factor de calidad, p. €. utilizando €l

meétodo por resonancia; Medida del factor de

pérdidas; Medida de constantes dieléctricas [1,8]
Medida de la atenuacion, de la ganancia, del desfase
o0 de las caracteristicas derivadas en redes el éctricas
cuadripolares, es decir, redes de doble entrada;
Medida de larespuesta transitoria (en los sistemas de
transmision por lineas HO4B 3/46) [1,8]

con dispositivos para € registro de las

caracteristicas, p. §. por trazado de un diagrama

de Nyquist [1,8]

en circuitos con constantes repartidas [2,8]

Dispositivos para realizar medidas o indicaciones de
valores eléctricos no comprendidos en los grupos
GO1R 19/00 Hasta GO1R 27/00[1,8]
Medida de |as caracteristicas de impul sos
individuales, p. g. de la pendiente del impulso, del
tiempo de subida, de laduracién [1,3,8]

Indicacién de como es una caracteristica del

impulso, bien superior o inferior aun valor

predeterminado, bien interior o exterior a una zona

de valores predeterminada [ 3,8]

indicando e nimero de veces que el fendmeno

se produce [3,8]
Medida del factor de forma, es decir, del cociente
entre el valor medio cuadraticoy lamedida
aritmética de valor instanténeo; Medida del factor de
cresta, es decir, del cociente entre el valor maximo y
el valor medio cuadrético [1,8]
Medida de la profundidad de modulacién [1,8]
Medida de las caracteristicas del campo
electromagnético [1,8]

Diagramas de radiacion de antenas [1,8]

Medida del campo electrostético [1,8]

Medida de la distribucion del campo [1,8]
Medida de laasimetria de las redes polifasicas[1,8]
Indicacién de la secuencia de fases; Indicacion del
sincronismo [1,8]

Medida del nimero de espiras; Medida de larelacion
de transformacion o del factor de acoplamiento de
bobinas[1,8]

Medida de propiedades piezoel éctricas [1,8]
Disposiciones para medir cantidades de carga [2,8]
Medida del coeficiente de ruido; Medida de la
relacion sefial-ruido [2,8]



GO1R

31/00

31/01

31/02

31/04

31/06

31/07
31/08

31/10

31/11

31/12

31/14
31/16

31/18

31/20

31/24

31/25
31/26

31/265
31/27

31/28

31/30

31/302
31/303

31/304

31/305
31/306
31/307

Dispositivos para verificar propiedades eléctricas;
Dispositivos para lalocalizacion de fallos eléctricos;
Disposiciones para €l ensayo eléctrico caracterizados
por lo que es probado, no previstos en otro lugar
(ensayo o medida de dispositivos semiconductores o de
estado sdlido, durante la fabricacion HO1L 21/66;
Ensayo de |os sistemas de transmision por lineas
HO4B 3/46) [1,8]
Paso sucesivo de articulos similares en los ensayos,
p. §. ensayo “va/no va’ en una produccion en serie;
Ensayo de objetos en ciertos puntos cuando pasan a
través de una estacion de ensayos (GO1R 31/18 tiene
prioridad) [6,8]
Ensayo de aparatos, de lineas, o de componentes
el éctricos para detectar |a presencia de cortocircuitos,
discontinuidades, fugas o conexiones incorrectas de
lineas[1,8]
Ensayo de conexiones, p. g. enchufes, juntas no
desconectables [1,8]
Ensayo de bobinado eléctrico, p. g. para
determinar la polaridad [1,8]
Ensayo de fusibles [6,8]
Localizacién de defectos en los cables, lineas de
transmision o redes[1,8]
aumentado la destruccidn en el lugar del fallo, p.
€j. combustion por medio de un generador de
impul sos que aplican un programa especial [1,8]
utilizando métodos de reflexion de la
impulsién [1,8]
Ensayo de larigidez dieléctricao de latension de
ruptura[1,8]
Circuitos para este efecto [1,8]
Construccién de recipientes de ensayo; Electrodos
paratales recipientes[1,8]
Paso a ensayo de articulos similares, p. . ensayos
de control en una produccion en serie[1,8]
Preparacion de articulos 0 muestras para facilitar
el ensayo [1,8]
Ensayo de tubos de descarga (durante la fabricacion
H01J9/42) [1,2,8]
Ensayo de tubos de vacio [2,8]
Ensayo de dispositivos individuales de
semiconductores (prueba o medida durante la
fabricacion o el tratamiento HO1L 21/66; pruebas de
dispositivos fotovoltaicos
H02S 50/10) [1,2,8,2014.01]
Ensayos sin contactos [6,8]
Ensayos de dispositivos sin extraerlos fisicamente
del circuito del que forman parte, p. §.
compensacion de efectos debidos a los elementos
circundantes [6,8]
Ensayo de circuitos electronicos, p. . con laayuda
de un trazador de sefial es (probando equipos durante
la operacion de espera o tiempo de inactividad
GO6F 11/22) [1,8]
Ensayos marginales, p. €. haciendo variar la
tension de alimentacién (probando equipos
durante la operacién de espera o tiempo de
inactividad GO6F 11/22) [1,2,8]
Ensayos sin contacto [5,8]
de circuitos integrados (GO1R 31/305 Hasta
GO1R 31/315 tienen prioridad) [6,8]
de circuitosimpresos o hibridos (GO1R 31/305
Hasta GO1R 31/315 tienen prioridad) [6,8]
utilizando haces electrénicos[5,8]
de circuitos impresos o hibridos [6,8]
de circuitos integrados [6,8]

31/308

31/309
31/311
31/312
31/315
31/316

31/3161 .
31/3163 .
31/3167 .

31/317

31/3173 .
31/3177 .

31/3181 .

31/3183 .

31/3185 .

31/3187 .

31/319

31/3193 .

31/327
31/333

31/34
31/36

31/40

31/42
31/44

33/00

33/02

33/022

Nota

33/025
33/028
33/032

33/035
33/038

33/04

33/05
33/06

utilizando radiaciones el ectromagnéticas no
ionizantes, p. €. radiaciones Opticas [5,8]
de circuitos impresos o hibridos[6,8]
de circuitos integrados [6,8]
por métodos capacitivos [5,8]
por métodos inductivos [5,8]
Ensayos de circuitos anal 6gicos [6,8]
Ensayos marginales [6,8]
Ensayos funcionales [6,8]
Ensayos de circuitos analdgicosy digitales
combinados[6,8]
Ensayo de circuitos digitales [6,8]
Ensayos marginales [6,8]
Ensayo del funcionamiento 16gico, p. €. por
medio de analizadores 16gicos [6,8]
Ensayos funcionales (GO1R 31/3177 tiene
prioridad) [6,8]
. Generacidn de sefiales de entrada de prueba,
p. §. vectores, formas 0 secuencias de
ensayo [6,8]
Reconfiguracion paralos ensayos, p. g .
LSSD, divisiones[6,8]
Ensayos integrados [6,8]
Hardware de pruebas, es decir, circuitos de
tratamiento de sefiales de salida[6,8]
con una comparacion entre la respuesta
real y larespuesta conocida en ausencia
deerror [6,8]
Ensayo de interruptores de circuito, de interruptores o
de disyuntores[6,8]
Ensayo de la capacidad de corte de los disyuntores
de dtatension [6,8]
Ensayo de méaguinas dinamoel éctricas [3,8]
Aparatos para €l ensayo del estado eléctrico de
acumuladores o baterias, p. g. de la capacidad o de
las condiciones de carga (acumuladores combinados
con dispositivos de medida, ensayo o indicacion de
estado HO1M 10/48) [3,8]

Ensayo de fuentes de alimentacidn (pruebas de
dispositivos fotovoltaicos H02S 50/10) [6,8,2014.01]

de alimentacién de corriente dterna [6,8]
Ensayo de lamparas [6,8]

Dispositivos o aparatos para la medida de valores
magnéticos[1,8]
Medida de ladireccién o de laintensidad de campos
magnéticos o de flujos magnéticos (GO1R 33/20 tiene
prioridad) [1,4,8]
Medida del gradiente[3,8]

El grupo GO1R 33/022 0 el grupo GO1R 33/10 tienen
prioridad sobre los grupos GO1R 33/025 Hasta
GO1R 33/06.

Compensacién de campos de dispersion [3,8]
Magnetometros el ectrodinamicos [3,8]
utilizando dispositivos magnetodpticos, p. . por
efecto Faraday [3,8]
utilizando dispositivos supraconductores [3,8]
utilizando imanes permanentes, p. g. balanzas,
dispositivos de torsion [3,8]
utilizando el principio del accionamiento periddico
del flujo[1,8]

en unapeliculadelgada[3,8]
utilizando dispositivos galvanomagnéticos [1,8]
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33/07 . . . dispositivosde efecto Hall [6,8]

33/09 . . . dispositivos magnetorresistivos[6,8]

33/10 . . Trazado por puntos delareparticion de
campo [1,8]

33/12 . Medidade propiedades magnéticas de articulos o
muestras de sdlidos o de fluidos (en los que
interviene la resonancia magnética
GO1R 33/20) [1,4,8]

33/14 . . Medidao trazado por puntos delas curvas de
histéresis[1,8]

33/16 . . Medidadelasusceptibilidad [1,8]

33/18 . . Medidadelas propiedades de
magnetoestriccion [1,8]

33/20 . haciendo intervenir alaresonancia magnética

(aspectos médicos A61B 5/055; girometros de
resonancia magnética GO1C 19/60) [4,5,8]

33/24 . . paralamedidade ladireccion o delaintensidad
de campos magnéticos o de flujos
magnéticos [4,8]

33/26 . . . utilizando el bombeo Optico [4,8]

33/28 . . Detdlesdelos aparatos previstos en 10s grupos
GO1R 33/44 Hasta GO1R 33/64 [5,8]

33/30 . . . Disposiciones parael tratamiento de muestras,

p. §. células de ensayo, mecanismos
rotacionales[5,8]

33/31 . . . . Control de sutemperatura[6,8]
33/32 . . . Sistemasde excitacion o de deteccion, p. g.
que utilizan sefiales de radiofrecuencia[5,8]
33/34 . . . . Detalesdeestructura, p. §.
resonadores [5,8]
33/341 que comprenden bobinas de

superficie [6,8]

33/3415 . gue comprenden conjuntos de
bobinas [6,8]
33/343 de tipo tubo de ranura o bucle
hendido [6,8]
33/345 de tipo guia de onda (GO1R 33/343 tiene
prioridad) [6,8]
33/36 . . . . Detaleseléctricos, p. g. adaptaciones o
acoplamiento de labobina al receptor [5,8]
33/38 . . . Sistemas paraproducir, homogeneizar o
estabilizar el campo magnético director o el
campo magnético de gradiente [5,8]
ota

Los grupos GO1R 33/385 Hasta GO1R 33/389 tienen
prioridad sobre los grupos GO1R 33/381 Hasta
GO1R 33/383. [6]

33/381 . que utilizan electroimanes [6,8]
33/3815 . con bobinas superconductoras, p. §.
aimentaciones a este efecto [6,8]
33/383 gue utilizan imanes permanente [6,8]
33/385 que utilizaba bobinas de campo magnético
con gradiente [6,8]
33/387 Compensacién de inhomogeneidades [6,8]
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33/3873 .
33/3875 .

33/389
33/42
33/421

33/422
33/44

33/46
33/465

33/48

33/483

33/485

33/50

33/54

33/56

33/561

33/563

33/565

33/567

33/58

33/60

33/62

33/64

35/00

35/02

35/04

35/06

GO1R

utilizando cuerpos ferromagnéticos [6,8]
utilizando conjuntos de bobinas de
correccion, p. €. compensacion
activa[6,8]
Estabilizacion del campo [6,8]
Cribado [5,6,8]
del campo magnético principal o del campo
magnético con gradiente [6,8]
del campo de radiofrecuencia[6,8]
utilizando la resonancia magnética nuclear [NMR]
(GO1R 33/24, GO1R 33/62 tienen prioridad) [5,8]
Espectroscopia RMN [5,8]
aplicado amaterial biologico, p. §.
ensayosin vitro [6,8]
Sistemas de visualizacion RMN [5,8]
con seleccion de sefia es o de espectros de
regiones particulares del volumen, p. §.
espectroscopiain vivo [6,8]
basadas en lainformacion de
desplazamiento quimico [6,8]
basados en la determinacién de tiempos de
relgjacion [5,8]
Sistemas de tratamiento de la sefid, p. €.
que utilizan secuencias de impulsos [5,8]
Mejora o correccién delaimagen, p. €.
por técnicas de sustraccion o célculo de
medias [5,8]
por reduccion del tiempo de barrido, es
decir, sistemas de adquisicion rapida,
p. §. que utilizan secuencias de
impul sos ecoplanares [6,8]
de materiales en movimiento, p. §.
angiografia de contraste de flujo [6,8]
Correccion de distorsiones de imagen,
p. g. debidos alas inhomogeneidades
de campos magnéticos [6,8]
desbloqueadas por sefiales
fisiolégicas [6,8]
Calibrado de los sistemas de visualizacion,
p. 6. mediante sondas de ensayo [5,8]
mediante la resonancia paramagnética el ectronica
(GO1R 33/24, GO1R 33/62 tienen prioridad) [5,8]
utilizando la resonancia doble (GO1R 33/24 tiene
prioridad) [5,8]
utilizando la resonancia ciclotron (GO1R 33/24
tiene prioridad) [5,8]

Ensayo o calibrado de los apar atos cubiertos por los
otros grupos de esta subclase [1,2,8]
de los dispositivos auxiliares, p. €. transformadores
para aparatos en funcion de larelacion de
transformacion, del angulo de fase o de la potencia de
utilizacion [1,8]
de losinstrumentos para medir laintegral en el
tiempo de una potencia o de unaintensidad [1,8]
por métodos estroboscopicos[1,8]



